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Patrones
Primarios
CENAM

Patron Nacional de Longitud.
Laser estabilizado en frecuencia por medio de espectroscopia saturada de 
la molecula de yodo (127) operando a una longitud de onda de 632,991 =ג 

398 22 nm con una incertidumbre de  U=±5 x 10¹¹־ m (k = 2)

Instrumentos del Cliente

Patron Nacional de Longitud de 
Alemania 

Instrumento: Microscopio Leitz
No. de informe: CNM-CC-740-

Instrumento: Interferometro
Láser NPL-TESA 
Modelo: Agi-1-300, serie 014

Instrumento: Juego de bloques patrón grado 00
No. de informe: CNM-CC-470-635/2020

Instrumento: Comparador
electromecanico
No. de informe: CNM-CC-740-020/2020

Instrumento: Bloques patron de 
Acero
Marca: Mitutoyo
Informe: PTB-5.43-4093338

CNM-CC-740-264/2020

Instrumento: Reticula angular
No. de Identificación: LMD-20020410-324
No. de informe: CNM-CC-740-573/2020
Incertidumbre: ±1'
Fecha de vencimiento: 2022-11-11

Instrumento: Reticula para cal. de tamaño de 
pixel
No. de Identificación: LMD-20100114-378
No. de informe: CNM-CC-740-433/2020
Incertidumbre: ±0,4 μm
Fecha de vencimiento: 2022-09-18

Instrumento: Juego de Bloques patrón 
grado "0"
No. de Identificación: LMD-20130731-399
No. de informe: CNM-CC-740-302/2020
Incertidumbre: ±0,28 μm
Fecha de vencimiento: 2022-07-10

Instrumento: Sistema de vision
Marca: Mitutoyo
No. de Identificación: LMD-20091214-376
No. de informe: LMD210513
Incertidumbre: ± [0,067 + (0,005 L)]
Incertidumbre: ±2,0
Fecha de vencimiento: 2022-03-11
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Patrón de referencia 
CIDESI 

Patron de referencia 
CENAM

Instrumento: Escala Patrón (Escala de vidrio)
Marca: Mitutoyo
Número de serie: 16371
No. de Identificación: CTK-063
No. de informe: LMD220009
Incertidumbre: ± [1,39 + (0,005 L)] μm
Fecha de vencimiento: 2023-01-20


